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V. Opis programu studiéow

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu

M#1-N1-AiR-203

Nazwa przedmiotu

Metrologia |

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Metrology |

Obowigzuje od roku akademickiego

2019/2020

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

AUTOMATYKA i ROBOTYKA

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiow

studia niestacjonarne

Zakres

wszystkie

Jednostka prowadzgca przedmiot

Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii

Koordynator przedmiotu

Prof. Dr hab. inz. Stanistaw Adamczak, dr h.c. multi

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotéw przedmiot podstawowy

Status przedmiotu obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zajeé polski

Usytuowanie modutu w planie studiow - semestr semestr 2

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktéw ECTS 2

Forma . L. wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt seminarium
prowadzenia zajeé¢

L e 9 :




EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztatcenia efektow
efektu :
kierunkowych
Ma wiedze w zakresie podstaw metrologii obejmujgcg
jednostki miar, zna podstawowe pojecia z zakresu teorii
WOl prawdopobienstwa i statystyki majgce zastosowanie w

rachunku btedéw, zna metody matematyczne stuzace do
obliczania btedédw w pomiarach bezposrednich i
Wiedza posrednich.

Ma elementarng wiedze na temat btedéw pomiardéw, zna
typy bltedéw oraz sposoby ich eliminacji z wynikow
W02 | pomiaréw. Zna podstawowe pojecia odnoszgce sie do
pomiarébw wielkosci fizyczynych ze szczegdinym
uwzglednieniem pomiarow wielkosci geometrycznych.

Potrafi wykorzysta¢ znajomo$¢ podstawowych poje¢ z
zakresu analizy matematycznej i statystyki do obliczania

uol : e o . . .
L L. niepewnosci pomiaréw. Potrafi rozpoznaé¢ typy btedéw

Umiejgtnosci pomiaréw i zaproponowaé metody ich kompensacji.

uo2 Potrafi przeprowadzi¢ analize danych pomiarowych dla

réznych rozktadéw zmiennej losowe;.

KO1 Ma $wiadomos¢ wagi obiektywnej analizy danych
Kompetencje pomiarowych.
spoteczne K02

TRESCI PROGRAMOWE

Forma Tresci programowe
zajec*
Historia metrologii. Klasyfikacja metrologii. Zagadnienia prawne zwigzane z
metrologig. Tolerancje i pasowania. Elementy rachunku prawdopodobienstwa w
wyklad metrologii. Elementy statystyki w metrologii. Pojecie wielkosci, wartosci wielkosci.
Jednostki miar. Uktad jednostek Sl. Klasyfikacja btedéw pomiarowych. Pojecie
niepewnosci pomiaru. Metody obliczania niepewnos$ci pomiaru.
Rozwigzywanie zadan z zakresu tolerancji i pasowan, obliczania parametréw rozkta-
éwiczenia du zmiennej losowej, obliczania niepewnosci w pomiarach bezposrednich i posred-
nich.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zajec

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia (zaznaczyc )
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X
W02 X
uol X
uo2 X
K01 X




FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Fo.rm’i\ Forma zaliczenia Warunki zaliczenia

zajec
wyktad zaliczenie z oceng Uzyskanie 50 pkt na 100 mozliwych.
- . . . Obecnosé na zajeciach. Uzyskanie co najmniej 100 pkt z 2
¢wiczenia zaliczenie z oceng Kolokwiow

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zajec

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta Jednostka
W C L P S
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiéw . . h
2. | Inne (konsultacje, egzamin) h
3 Razem przy bezposrednim udziale nauczy- 18 h
" | ciela akademickiego
Liczba punktow ECTS, ktorag student uzy-
4. | skuje przy bezposrednim udziale nauczycie- 0,7 ECTS
la akademickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 32 h
6. L|c;ba punktéw ECTS, k_torq §tudent uzy- 13 ECTS
skuje w ramach samodzielnej pracy
Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charak-
7. 25 h
terze praktycznym
Liczba punktéow ECTS, ktérag student uzy-
8. | skuje 1,0 ECTS
w ramach zajeé o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obciazenie praca studenta 50 h
10, Punkty ECTS za n.lodu'i N 2 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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